Niniejsza rozprawa doktorska koncentruje si¢ na problematyce pomiaru parametrow
elektrycznych  dielektrycznych — materiatow  statych oraz  cieklych  stosowanych
w telekomunikacji. Szerokopasmowa znajomos¢ whasciwosci elektrycznych cienkich podtozy
i laminatéw wykorzystywanych w technice mikrofalowej jest istotna zaréwno w przypadku
wezesnego wykrywania potencjalnych bledow w projekcie, jak i do kontroli jakosci
w dynamicznym Srodowisku produkcyjnym. Ma to olbrzymie znaczenie w odniesieniu do
systemow telekomunikacyjnych nowej generacji, w przypadku ktérych niedostateczna wiedza
o parametrach elektrycznych zastosowanego podioza moze skutkowa¢ ograniczeniem
wydajnosci lub niepoprawnym dziataniem urzadzenia. Prébg odpowiedzi na powyzsze
wyzwania jest nierezonansowa metoda pomiaru stalej dielektrycznej niskostratnych, statych
materialéw dielektrycznych oparta na zmianie szerokosci linii mikropaskowej, ktéra
charakteryzuje si¢ wyeliminowaniem bledu systematycznego zwigzanego z montazem zlacz
pomiarowych oraz niedopasowaniem impedancyjnym linii mikropaskowej. Co wiecej,
przedstawiona metoda jest kompatybilna z szeroka gama technik nanoszenia metalizacji i nie
wymaga zmiany geometrii testowanego podioza. Z kolei prezny rozwdj w obszarze
mikrofalowych ukladéow przestrajanych z uzyciem cieczy oraz w obszarze elektroniki
elastycznej, gdzie nie sprawdza sie klasyczne podejscie oparte na elementach
potprzewodnikowych lub mikrouktadach elektromechanicznych, stwarza zapotrzebowanie na
coraz dokladniejsze i wygodniejsze w uzyciu metody pomiaru parametrow elektrycznych
cieklych materialéw dielektrycznych. W przedstawiony trend wpisuje sie waskopasmowa
metoda  pomiarowa  wykorzystujaca  mikroprzeptywowy,  mikrofalowy  uklad
interferometryczny, ktéra pozwala na wyznaczenie stalej dielektrycznej zaréwno nisko, jak
1 wysokostratnych, ciektych materialéw dielektrycznych w czasie rzeczywistym z wysoka
czutoscig i doktadnoscig. Co wigcej, wprowadzone w metodzie rozwiazania technologiczne
umozliwiaja testowanie silnie reaktywnych substancji w warunkach specjalnych, np.

w wysokiej temperaturze.
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